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摘要(译)

本发明公开了一种用于对象(O)的扫描显微镜检查成像的光学显微镜检查
探头(10)。所述探头具有光学窗口(22)和光波导(2)，所述光波导具有刚性
地耦合至该光波导的末端部分的物镜(6)。所述光波导以能够移位的方式
安装于外壳21的横向，使得能够实现感兴趣区域(ROI)中的光学扫描。中
继透镜单元(25)被刚性地安装到所述探头的远端(23)，并且所述中继透镜
单元具有第一透镜(25a)、第二透镜(25b)和反射镜(25c)，所述中继透镜
单元相对于所述物镜被光学布置为允许通过所述外壳的光学窗口进行扫
描显微镜检查。本发明有利于获得探头可用视场的改进，因为能够移位
的物镜与中继透镜单元之间的协作可以至少部分地补偿物镜的相对有限
的自由工作距离。
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